
日時：2015年9月15日（火）12:30～13:15 
会場：名古屋国際会議場 2H（2号館-222） 
演題：LabVIEWで実現するソフトウェア設計型計測器 
従来の計測ハードウェアは、機能が固定されているものでしたが、NIは他に先立って、FPGA技術に基づいた
よりオープンで柔軟な計測デバイスを提供しています。本セミナーでは、LabVIEW再構成可能I/O（RIO）
アーキテクチャに基づいたユーザプログラマブルFPGAを利用して、最先端の研究で活用できるソフトウェア
設計型計測器を紹介します。 
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